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Якість розвитку високотехнологічної продукції, як і вдосконалення 

технологій її виробництва, напряму залежать від технічних можливостей 

самого обладнання, яке використовується для дослідження наноматеріалів [1, 

2]. 

На даний час, переважного застосування для вивчення внутрішньої 
структури та елементного аналізу різних біологічних матеріалів, 

нанокомпозитів та наноматеріалів набула кореляційна мікроскопія [3]. Вона 

дозволяє отримати якісний результат дослідження за рахунок поєднання різних 

мікроскопічних та спектроскопічних методів [4]. За її допомогою визначають 

наномасштабну тривимірну морфологію, хімічний склад та фізичні параметри 

досліджуваного зразка, що дозволяє здійснити оцінювання кореляції між ними. 

На практиці найчастіше зустрічається схема, яка об’єднує у собі електронну 

мікроскопію (ЕМ) з оптичною (ОМ) [5]. Дане поєднання дозволяє забезпечити 

високу просторову здатність у поєднанні з можливим аналізом флуоресценції 
зразка або проведення комбінаційної чи ІЧ-спектроскопії. До основних 

недоліків варто віднести низьку контрастність та ефект електронного променя, 

який може пошкодити біологічний зразок або полімер. 

Ще одним варіантом схеми, яка зустрічається на практиці, є поєднання ОМ 

із скануючою зондовою мікроскопією (СЗМ) [6]. На відміну від ЕМ остання не 

руйнує дослідний зразок та призначений для характеристики поверхонь. 

Основним недоліком цієї схеми є те, що її не можна використовувати для 

аналізу 3D-наноструктур. 

Недоліки вищенаведених схем можна усунути шляхом застосування 

скануючої зондової нанотомографії (СЗН) поєднавши СЗМ з ультра-

мікротомією. Цей підхід варто застосовувати для чутливих до радіаційного 

впливу матеріалів, що дозволяє відновлювати 3D-морфологію досліджуваних 

об’єктів [7]. Окрім цього, його використовують і для оцінювання тривимірних 

розподілів фізичних параметрів досліджуваного зразка (модуля пружності, 
в’язкості, магнітних властивостей, електропровідності). 

Розроблення експериментальної установки дозволить об’єднати 

кореляційним зв’язком СЗН з ОМ, швидко отримувати кореляційні дані від 

застосування різних методів скануючої зондової мікроскопії та різних 

спектральних методик, що, у свою чергу, дозволить проводити тривимірне 

багатопараметричне дослідження матеріалів. 
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мікроскопія, зондова нанотомографія. 
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